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Cel przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przybliżenie słuchaczowi zagadnień związanych z budową systemów pomiarowych oraz używanego do ich budowy oprogramowania.
Treści kształcenia: 
W ramach wykładu poruszane są zagadnienia związane z wirtualnymi przyrządami pomiarowymi oraz budowanymi za ich pomocą systemami pomiarowymi. Nacisk kładziony jest na przyrządy wirtualne wykorzystujące karty zbierania danych oraz wykorzystujące różnego rodzaju interfejsy sprzętowe. W trakcie zajęć studenci zapoznają się ze strukturą, organizacją systemów pomiarowych oraz przykładami realizacji praktycznych. Jako oprogramowanie narzędziowe do budowania systemów kontrolno-pomiarowych przedstawione zostaną środowiska firmy National Instrument: LabWindows/CVI, LabView, Measurement Studio. W ramach wykładu przedstawione zostaną ogólne charakterystyki tych środowisk, funkcje wybranych modułów i bibliotek, współpraca aplikacji z przyrządami i systemami pomiarowymi, inżynieria oprogramowania w kontekście wytwarzania oprogramowania systemów pomiarowych,  tworzenie pakietów dystrybucyjnych i wirtualnych przyrządów pomiarowych oraz komunikacja sieciowa.

1. Projektowanie systemów pomiarowych oraz środowiska wspomagające zarządzanie projektem. (2h)
2. Środowiska do projektowania i wytwarzania oprogramowania systemów pomiarowych. (8h)
3. Sterowniki urządzeń.(2h)
4. Karty zbierania danych w systemach pomiarowych (3h)
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